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Em muitas areas do conhecimento é importante conhecer como os atomos nas ultimas 
camadas de um solido estão dispostas, ou seja é necessario conhecer a estrutura 
cristalografica da superficie. Uma das tecnicas mais usadas para esta determinação é a 
Difração de Eletrons de Baixa Energia, LEED. Nesta tecnica um feixe de eletrons 
monoenergeticos com energia entre 20 e 500eV é difratado pela superficie formando um 
padrão de difração que é gravado por uma camara CCD. Para a determinação da estrutura é 
necessario variar a energia do feixe de eletrons e medir a intencidade de cada ponto de 
difração medido pela camara CCD em função da energia do feixe. Neste trabalho criamos os 
elementos de controle para a realização de uma medida LEED quantitativa. Primeiramente foi 
projetado e montada a eletronica necessaria para adaptar a saida de um conversor Digital 
Analógico de 14bits para comandar a energia do canhão de eletrons. Paralelamente foi escrito 
um programa misto em C e Python para de um lado variar a energia dos eletrons na linguagem 
C  e em Python a parte que controla a gravação das imagens pela camara CCD. 
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